
 

Datos técnicos

FLK-XSubwindow

Descripción general del producto: FLK-XSubwindow

La subvisualización modifica el número de píxeles usados en el conjunto, lo que permite que la cámara logre una
mayor frecuencia de refresco que sin ella.

Se requiere una calibración para cada modo de subvisualización ordenado.

Especificaciones: FLK-XSubwindow

TiX1000 TiX660 y TiX640

Opción 1: 640 × 480 (60 fps)
Opción 2: 384 × 288 (120 fps)
Opción 3: 1024 × 96 (240 fps)

Opción 1: 640 × 480 (60 fps)
Opción 2: 384 x 288 (120 fps)
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Modelos

FLK-XSubwindow

Calibration of each individual Subwindowing mode to the camera. For TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Calibration of each individual Subwindowing mode to the camera. For TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.
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